
半导体分立器件，产品失效分析

产品名称 半导体分立器件，产品失效分析

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

???? ????

Pre- and Post-Stress Electrical and Photometric Test ?????????????

Pre-conditioning JESD22-A113

External Visual JESD22-B101

Parametric Verification ????

High Temperature

Reverse Bias

MIL-STD-750-1

M1038 Method A

AC blocking

voltage

M1040 Test Condition A

Forward Bias

JESD22



A-108

Steady State

Operational

M1038 Condition B?Zeners?

Gate Bias

Temperature

Cycling

A-104

Appendix 6

Cycling Hot Test

TC Delamination

Test

J-STD-035

Wire Bond Integrity MIL-STD-750

Method 2037
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